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CECHY

Moc wyjsciowa 200VA

Zgodnos¢ z norma IEC 61010-2-034

Ekran 7” TFT LCD

Tryb Automatyczny/Manualny

iar pragdu True RMS
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Funkcja statystyczna

Funkcja przemiatania dla wyznaczania charakterystyk badanego
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Simply Reliable

Ztacza rowniez na panelu tylnym

RS-232C, USB Host/Device, Sygnat Wej/Wyj, GPIB (opcja)

Interfejsy

.z

Uniwersalne wejscie zasilajace



GW Instek wprowadza flagowy model (200VA mocy wyjsciowej) analizatora bezpieczenstwa - seria GPT-12000,
ktory jest pierwszym na Swiecie analizatorem bezpieczerstwa zgodnym z norma IEC 61010-2-034 (Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych urzadzen pomiarowych, kontrolnych i urzadzen laboratoryjnych -
szczegdlne wymagania dotyczgce urzadzen pomiarowych w zakresie rezystancji izolacji oraz urzadzen testujgcych
wytrzymatos¢ elektryczng), ktére stanowia, ze wymagania dotyczgce oprogramowania i interfejséw sprzetowych
muszg by¢ przestrzegane podczas projektowania urzadzen testujgcych i mierzgcych wysokie napiecie oraz
rezystancje izolacji, aby zapewni¢ uzytkownikom niezbedng ochrone i ostrzezenia podczas uzytkowania urzadzen.

Na analizatory bezpieczeristwa serii GPT-12000 sktadajg sie cztery modele:

GPT-12004 posiada nastepujgce funkcje: test wytrzymatosci izolacji napieciem AC i DC, test rezystancji izolacji, test
Ground Bond oraz test ciggtosci przewodu uziemiajgcego;

GPT-12003 posiada nastepujace funkcje: test wytrzymatosci izolacji napieciem AC i DC, test rezystancji izolacji, oraz
test ciggtosci przewodu uziemiajacego;

GPT-12002 przeprowadza test wytrzymatosci izolacji napieciem AC i DC oraz test ciggtosci przewodu uziemiajgcego;

GPT-12001 wykonuje test wytrzymatosci izolacji napieciem AC oraz test ciggtosci przewodu uziemiajgcego;

Model/Funkcja | Moc Wytrzymatos¢ | Wytrzymatos¢ | Rezystancja | Test Ciggtos¢ | Wyjscie
wyjsciowa | izolacji AC izolacji DC I1zolacji Ground na
Bond panelu
tylnym
GPT-12001 200VA N4 N4 N4
GPT-12002 200VA N4 N4 N4 N4
GPT-12003 200VA N4 N4 v Vv Vv
GPT-12004 200VA v N4 N4 v v v

Cata seria zapewnia moc wyjsciowg 200VA i wykorzystuje wysokowydajny wzmacniacz PWM, aby skutecznie
wykluczy¢ wptyw zmiennego napiecia wejsciowego lub znieksztatconych ksztattéw fal, co gwarantuje stabilne
wyjscie wysokonapieciowe podczas przeprowadzania testu napiecia przemiennego na badanym urzgdzeniu w celu
spetnienia wymogdéw bezpieczenstwa, takich jak IEC,EN,UL,CSA,GB,JIS, ktére wymagajg przeprowadzenia testu dla
réznych produktéw lub czesci elektronicznych/elektrycznych.

Aby spetni¢ wymagania normy IEC 61010-2-034, seria GPT-12000 bierze pod uwage bezpieczenstwo, zapewniajgc
podwadjng konstrukcje izolacji dla zasilania wejSciowego i napiecia wyjSciowego w celu zwiekszenia bezpieczenstwa
uzytkownika. Dodatkowo nieco schowany wtgcznik (przycisk START) oraz rdine (opcjonalne) mechanizmy
rozpoczecia testow (np. nacisniecie i przytrzymanie przycisku przez 1 sekunde aby uruchomié test, uruchomienie
poprzez wcisniecie dwoch przyciskow jednoczesnie itp.) sg zaimplementowane w serii GPT-12000. Ma to na celu
unikniecie ryzyka przypadkowego dotkniecia elementéw pod wysokim napieciem/duzym natezeniem pradu, ktore
grozi uszkodzeniem lub zniszczeniem przyrzadu, a takze stanowi niebezpieczeristwo dla uzytkownika. Analizatory
GPT-12000 wyposazone w diody LED o wysokim natezeniu $wiatta (migajace lub $wiecgce Swiatem ciggtym) oraz
wskaznik diwiekowy o duzej gtosnosci. Zostaly zaimplementowane w celu zapewnienia ostrzezen o stanie
trwajacych testéw lub wynikéw uzyskanych podczas testowania analizatorem innych urzadzen. Ponadto, testowane
urzadzenie zostanie automatycznie roztadowane do bezpiecznego napiecia (okoto 30V) po kazdym tescie, aby
zapobiec ryzyku uszczerbku na zdrowiu uzytkownika przez duze szczatkowe napiecie testowe.

Seria wykorzystuje 7-calowy kolorowy wyswietlacz TFT LCD. Podobnie jak pozostata rodzina produktow GPT, Seria
12000 jest tatwg w obstudze konstrukcjg, ktdra pozwala uzytkownikom na szybkie przeprowadzanie badan i
przejrzystg obserwacje wynikdw badan. Gtéwne funkcje testowe obejmujg test wytrzymatosci na napiecie
przemienne (AC 5kV/40mA), test wytrzymatosci na napiecie state (DC 6kV/10mA), test rezystancji izolacji (DC
50V~1200V/50GQ max.), test Ground Bond (AC 32A/650mQ max.) oraz test ciggtosci uziemienia (DC 100mA
state/70Q max.). Seria zapewnia réwniez doskonatg rozdzielczos¢ regulacji mocy wyjsciowej, rozdzielczo$¢ pomiaru
(wytrzymatosé AC: 1pA; wytrzymatosé DC: 0,1 pA; rezystancja izolacji: 0,1 MQ; Ground Bond: 0,1 MQ; test ciggtosci:



0,01 ), regulowane ustawienia czasu narastania i opadania napiecia oraz ustawienia oceny gérnej / dolnej granicy,
a takze mozliwos¢ testowania obcigzen o duzej pojemnosci (do 47uF), takich jak np. ttumik udaréw. W przypadku
rezystancji izolacji, GPT-12000 zapewnia wstepny prad tadujgcy 10mA (staty), aby najpierw szybko catkowicie
natadowad obcigzenie pojemnosciowe testowanego urzadzenia, a nastepnie przeprowadzi¢ test i pomiar, aby
unikna¢ btednej oceny zmiennego pradu rozruchowego. Wszystkie powyzsze cechy serii umozliwiajg doktadniejsze
wykonanie wymaganych testow, dzieki czemu uzytkownicy mogg uzyska¢ poprawne wyniki testéw i pomiarow.

Funkcja statystyczna jest najwazniejszym elementem serii. Pozycje testowe, liczba testéw, wyniki oceny s3
ponownie kodowane po testach, a wyniki testu mozna wyswietli¢ za pomocg wykresu stupkowego na wyswietlaczu.
Uzytkownicy mogg natychmiast dowiedzie¢ sie o statusie testow produktu i ocenach podczas procesu
produkcyjnego bez uzycia komputera. Inng silng cechg jest funkcja przemiatania, ktérej mozna uzy¢ do analizy
,punktu awarii” produktu. Uzytkownicy mogg korzystac z trybu przemiatania, aby zobaczy¢ wykres wynikdéw testu
po zakonczeniu testow funkcjonalnych. Uzytkownicy mogg réwniez wybra¢ dowolny punkt czasowy w trakcie
procesu, aby przeanalizowad zaleznos$¢ miedzy napieciem a pragdem (gdy wybrano wytrzymatosé AC lub DC). Wynik
testu z okreslonego okresu czasu mozna przemiatac, ustawiajgc punkty czasowe rozpoczecia i zatrzymania w celu
analizy zaleznosci miedzy napieciem a prgdem w tych ramach czasowych. Ponadto funkcja ciggtosci tabelarycznej
moze tgczy¢ 10 zestawdw pamieci w celu przeprowadzenia testéw automatycznych lub 9 zestawdw pamieci
z potaczonym jednym urzgdzeniem w celu rozpoczecia nastepnego testu automatycznego, aby zwiekszy¢ liczbe
elementdw testu ciggtosci. Uzytkownicy mogg uzyskaé rédzne wartosci testowe i wyniki oceny bez przetaczania na
inny ekran.

Inne funkcje i cechy serii GPT-12000 obejmujg 100 zestawdw pamieci testow do przechowywania réznych
warunkow testowych; tylne ztgcze wyjsciowe do integracji systemu; ztgcze REMOTE na panelu przednim, ztacze
SIGNAL I/O na panelu tylnym dla uzytkownikdw w celu wygodnego sterowania wyjsciem / zatrzymaniem analizatora
w zaleznosci od wymagan. Funkcja pamieci USB pozwala na zapisanie wynikow testu w pamieci flash USB, aby
zaoszczedzi¢ ktopotow z korzystaniem z komputera, a funkcja sprzyja dalszej analizie danych. Dla uzytkownikéw,
ktdrzy majg wymagania dotyczgce sterowania urzadzenia przy pomocy komputera i rejestrowania wynikow testéw,
seria zapewnia rowniez ztgcza RS-232C, USB i GPIB (opcjonalnie)

PREZENTACJA URZADZENIA
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Przycisk Start / Stop

Przyciski wyboru funkcji
Wyswietlacz 7” LCD

Przyciski nawigacji

Wskaznik statusu DOBRY/ZtY
Kétko i przyciski trybu testowego
USB Host

Ztacze REMOTE

Ztacze i wskainik wyjscia
wysokonapieciowego

10. Ztacza pradu wyjsciowego

11. Wskaznik i ztacza na panelu tylnym
12. Porty szeregowe (RS-232C/USB Device)
13.Signal I/0

14.GPIB (opcja)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.




Projekt speiniajacy wymagania IEC 61010-2-034
® » ®

Za zapewnienie bezpiecznych produktow
elektronicznych na rynku odpowiada kazdy
producent! Podobnie analizator bezpieczenstwa,
ktory sprawdza, czy produkty elektroniczne spetniajg
przepisy bezpieczedstwa, musi przywigzywaé wage
do bezpieczenstwa, jakie zapewnia! GPT-12000 jest
pierwszym na $wiecie analizatorem bezpieczenistwa
zgodnym z normg IEC61010-2-034 (Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace elektrycznych urzadzen
pomiarowych, kontrolnych i urzadzen
laboratoryjnych - szczegdlne wymagania dotyczace
urzadzen pomiarowych w zakresie rezystancji izolacji
oraz urzadzen testujgcych wytrzymatosc elektryczng).
Oprécz tego wzgledy bezpieczenstwa obejmujg
rowniez podwdjng izolacje dla napie¢ wejsciowych
i wyjsciowych, bezpieczny mechanizm wyjsciowy /
ostrzegawczy, mechanizm roztadowania po badaniu
itp., aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika
podczas pracy.
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Aby testy byly zgodne z wymaganiami przepiséw
bezpieczenstwa, seria GPT-12000 zapewnia bardziej
elastyczne  ustawienie  sekwencji  wyjsSciowej,
poczynajgc od punktu poczatkowego testu. Biorac
przyktadowo test wytrzymatosci napieciowej AC/ DC,
mozna ustawi¢ napiecie poczgtkowe. Uzytkownicy
okreslajg poczatkowy stosunek napiecia (tj. stosunek
znamionowego napiecia testowego), a nastepnie
okreslajg czas narastania napiecia, aby zmniejszy¢
ryzyko uszkodzenia izolacji lub  uszkodzenia
testowanego urzadzenia spowodowanego
przejsciowymi wysokimi napieciami. Po osiggnieciu
znamionowego napiecia testowego mozna ustawic
okno oceny goérnej / dolnej granicy, ocene opdznienia
i zegar testowy, aby pomdc uzytkownikom
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Wysoka doktadnos$¢ i rozdzielczosé

Do testow produkcyjnych i weryfikacji charakterystyk,
seria GPT-12000 zapewnia test wytrzymatosci
napieciowej (AC 5kv / DC 6kV), ktére mozina
regulowac w krokach co 1V z rozdzielczoscig pomiaru
pragdu do 1 pA (ACW) Ilub 0,1 pA (DCW), aby
zrealizowaé pomiar matego pradu uptywu dla
produktéw lub komponentdw. Ponadto napiecie testu
rezystancji izolacji mozna regulowac w krokach co 50
V z zakresu wyjsciowego pradu statego od 50 V do
1200 V, a rozdzielczo$¢ pomiaru rezystancji moze
osiggna¢ 0,1 MQ. Poniewaz wiekszo$¢ przepiséw
bezpieczenstwa wymaga zasilania pragdem
przemiennym do testu uziemienia, seria GPT-12000
zapewnia prad 8Vac (otwarty) i prad od 3A do 32A ac
do testu uziemienia z rozdzielczoscig pomiaru
rezystancji 0,1 mQ. Cata seria zapewnia funkcje testu
ciggtosci uziemienia ze Zrédtem testowym 100mA dc
(statym) i rozdzielczoscig pomiaru 0,01 Q, aby wykry¢,
czy testowane urzadzenie jest prawidtowo uziemione.

Dzieki tym funkcjom uzytkownicy moga
przeprowadzaé rozne testy i weryfikacje
bezpieczenstwa z wysoka doktadnoscia

i niezawodnoscia.

Przemiatanie i tabela auto-testu

AUTO TEST result indicator

Test Voltage

“are

Test Current

MANU STEP results indicaiors

The values of point by cursor
Seria  GPT-12000 posiada unikalng funkcje
przemiatania, ktéra wyswietla wykres wynikéw testu
badanego urzadzenia. Wyniki pomiaréw s3
rejestrowane punkt po punkcie na podstawie
przytozonego napiecia testowego lub pradu oraz
odpowiednich  ustawien (takich jak napiecie
poczgtkowe, czas narastania, czas testu lub czas
opadania). Po zakonczeniu testu uzytkownicy moga
dowiedzie¢ sie o ilosci przytozonej energii (napiecie
lub prad) w okreslonym punkcie czasowym oraz
o wynikach pomiaru, przesuwajac kursor, aby pomac
uzytkownikom  zrozumie¢ zmiany parametréw
pomiaru (prad lub rezystancja) podczas testu. Ta
funkcja moze by¢ réwniez wykorzystana do ustalenia
krytycznych warunkéw pracy testowanego urzadzenia.



W sprawnym i poprawnym przeprowadzeniu testow.
Ustawienie czasu opadania napiecia pozwala unikng¢
wptywu nadmiernie wysokiego znamionowego
napiecia testowego na natychmiastowe
roztadowanie na testowanym urzadzeniu.

W odniesieniu do testu rezystancji izolacji, innego niz
nowo dodany tryb uziemienia w celu
przeprowadzenia testu zgodnie z rzeczywistym
stanem uziemienia testowanego urzgdzenia, dodano
rowniez mechanizm ustawiania dodatkowe] oceny
gbrnej / dolnej granicy w celu skrdcenia czasu testu.
Mechanizmy trybu definiowanego przez uzytkownika
obejmujg: STOP ON FAIL: Test zostaje zakoriczony,
gdy tylko ustawienie FAIL zostanie spetnione; STOP
ON PASS: Test nie zostanie zakonczony, dopodki
ustawienie PASS pozostanie spetnione lub TIMER:
ocena jest przeprowadzana po  osiggnieciu

okreslonego czasu zegara.

Statystyka i analiza

W odniesieniu do funkcji testu automatycznego, kazdy
test automatyczny zawiera do 10 pozycji testu
manualnego, a wszystkie powigzane ustawienia
i ocena wynikow sg przedstawione w tabeli, dzieki
czemu uzytkownicy mogg tatwo uzyskac i zobaczy¢
wyniki wszystkich pozycji testu jednoczesnie. Poza
tym, jesli istnieje wiele wymagan dotyczacych
automatycznego testu, wystarczy wybra¢ CON w
ostatniej pozycji tabeli, aby automatycznie wtaczyc
automatyczny pomiar nastepnej pozycji (np. AUTO-
012 ~ AUTO-013)

Seria

GPT-12000 posiada
statystyczng, ktéra moze rejestrowaé parametry
badan i wyniki oceny oraz przechowywa¢ w pamieci
tymczasowe] (maks. 60000 pozycji). Uzytkownicy
mogga od razu zapoznac sie z kazdg funkcjg podczas
testu bez uzycia komputera. Aby zweryfikowac jakos¢
danej partii wyprodukowanych urzadzed, mozna

wbudowang funkcje

przeprowadzi¢ analize przy pomocy danych
uzyskanych z GPT-12000. Jesli wiekszos¢ z nich
znajduje sie  w punkcie, ktory jest bliski
zaklasyfikowania jako produkt wadliwy, wyniki mozna
zobaczy¢, przeanalizowad, a wszystko po to, aby
usprawni¢ proces produkcji i powstrzymaé produkty
wadliwe przed wejsciem na rynek oraz w celu
zapewnienia niezawodnosci produktow po
opuszczeniu fabryki.

Interfejsy

SIGNAL 10 Output PINs (green zone)

i
SIGNAL 10 Selection for AUTO Test (blue zone

Aby utatwi¢ uzytkownikom analize wynikéw testéw
bezpieczenstwa, oproécz wtasnych funkcji
statystycznych i analitycznych, GPT-12000 obstuguje
pamieci USB. Po wtozeniu USB i aktywowaniu funkcji
przechowywania za kazdym razem, gdy zostanie
nacisniety przycisk testowy (START), wyniki wszystkich
testéw (kazdego elementu testu manualnego lub
automatycznego) sg automatycznie zapisywane na
USB w postaci pliku tekstowego (txt) do dalszej
analizy. Seria GPT-12000 zostata wyposazona w szereg
interfejséw, GPT-12000  oferuje  sterowanie
zewnetrzne lub szereg zdalnie podtgczonych portow,
takich jak port we / wy sygnatu, ktérego mozna uzyé
do podfaczenia zewnetrznego kontrolera lub
sterownika PLC. Styki wyjsciowego sygnatu we / wy
mozna samodzielnie zdefiniowaé, aby urzadzenie
mogto pracowac z réoznymi wymaganiami sterowania
PLC. Poza tym cata seria jest wyposazona w RS-232C i
USB Device (GPIB jest opcjonalny) do tatwego
otwierania danych testowych i wynikdw po
podtaczeniu komputera.



SPECYFIKACIA
Wytrzymatosé AC

Zakres napiecia wyjSciowego
Rozdzielczos¢ napiecia wyjsciowego
Doktadnos¢ napiecia wyjsciowego
Maksymalna moc znamionowa
Maksymalny prad znamionowy
Sygnat wyjsciowy - ksztatt

Sygnat wyjsciowy — czestotliwos¢
Regulacja napiecia

Doktadnos¢ woltomierza

Zakres pomiarowy pradu
Najwieksza rozdzielczo$¢ pradu
Doktadnos$¢ pomiaru pradu

Metoda poréwnania okien
Detekcja ARC

Narastanie sygnatu (Czas narastania)
Opadanie sygnatu (Czas opadania)
Zegar (Czas testu)*

Czas oczekiwania

GND

Wytrzymatosé DC

Zakres napiecia wyjSciowego
Rozdzielczos¢ napigcia wyjsciowego
Doktadnos¢ napigcia wyjsciowego
Maksymalna moc znamionowa
Maksymalny prad znamionowy
Regulacja napiecia

Doktadnos$¢ woltomierza

Zakres pomiarowy pradu
Najwieksza rozdzielczo$¢ pradu
Doktadnos$¢ pomiaru pradu

Metoda poréwnania okien
Detekcja ARC

Narastanie sygnatu (Czas narastania)
Opadanie sygnatu (Czas opadania)
Zegar (Czas testu)*

Czas oczekiwania

GND

Rezystancja izolacji

Zakres napigcia wyjSciowego

Rozdzielczos¢ napigcia wyjsciowego

Doktadnos¢ napiecia wyjsciowego

Pomiar rezystancji Napiecie testowe
50V <V <100V
150V <V <450V
500V <V <1200V

Regulacja napiecia

Doktadnos$¢ woltomierza

Prad zwarciowy

Impedancja wyjscia

Metoda poréwnania okien
Narastanie sygnatu (Czas narastania)
Opadanie sygnatu (Czas opadania)
Zegar (Czas testu)*

Czas oczekiwania

GND

Ground bond

Zakres pradu wyjsciowego
Rozdzielczos¢ pradu wyjsciowego
Doktadnos¢ pradu wyjsciowego
Napiecie testowe

Czestotliwosé napigcia testowego
Zakres pomiarowy omomierza
Rozdzielczo$¢é pomiarowa omomierza
Doktadno$é pomiarowa omomierza
Metoda poréwnania okien

Zegar (Czas testu)*

Metoda testowa

GND

Wyswietlany Zakres
0.1MQ ~ 10.00GQ
0.1MQ ~ 20.00GQ
0.1MQ ~ 50.00GQ

0.050kV ~ 5.000kV

v

+(1% ustawien + 5V) [bez obcigzenia]

200 VA (5kV/40mA)

40mA (0.5kV < V < 5kV); 10mA (0.05kV < V < 0.5kV)
Sinusoidalny

50Hz / 60Hz do wyboru

+(1% + 5V) [maksymalne obcigzenie — brak obcigzenia]
+(1% odczytu + 5V)

1pA ~ 40.00mA

1uA / 10pA

+(1.5% odczytu + 30uA)

Tak

Tak

0.1s ~999.9s

0.0s ~ 999.9s

Wytaczony, 0.3s ~ 999.9s

0.0s ~999.9s

Wtaczone/Wytgczone

0.050kV ~ 6.000kV

v

+(1% ustawien + 5V) [bez obcigzenial

50W (5kV/10mA)

10mA (0.5kV < V < 6kV); 2mA (0.05kV < V < 0.5kV)
+(1% + 5V) [maksymalne obcigzenie — brak obcigzenia]
+(1% odczytu + 5V)

1pA ~ 10.00mA

0.1pA / 1pA / 10pA

+(1.5% odczytu + 3pA) kiedy odczyt | <ImA; +(1.5% odczytu + 3pA) kiedy odczyt | 21mA
Tak

Tak

0.1s ~ 999.9s

0.0s ~ 999.9s

Wytgczony, 0.3s ~ 999.9s

0.0s ~ 999.9s

Witaczone/Wytaczone

50V ~ 1200V dc

50V

+(1% ustawien + 5V) [bez obcigzenia]

Zakres pomiarowy / Doktadnos¢

0.1MQ ~ IMQ: +(5% odczytu + 3 cyfry); IMQ ~ 50MQ: (5% odczytu + 1 cyfra);
51MQ ~ 2GQ: £(10% odczytu + 1 cyfra);

0.1MQ ~ 1IMQ: +(5% odczytu + 3 cyfry); IMQ ~ 500MQ: +(5% odczytu + 1 cyfra);
501MQ ~9.999GQ: £(10% odczytu + 1 cyfra); 10MQ ~ 50GQ: +(20% odczytu + 1 cyfra);
+(1% + 5V) [maksymalne obcigzenie — brak obcigzenia]

+(1% odczytu + 5V)

10mA max.

2kQ

Tak

0.1s ~ 999.9s

0.0s ~999.9s

0.35~999.9s

0.0s ~ 999.9s

Witaczone/Wytgczone

03.00A ~ 32.00A ac

0.01A

3A <1< 8A +(1% ustawien + 0.2A); 8A <1 < 32A (1% ustawien + 0.05A)
8V ac max. (obwdd otwarty)
50Hz / 60Hz (do wyboru)
1mQ ~ 650mQ

0.1 mQ

+(1% odczytu + 2mQ)

Tak

0.35~999.9s
Cztero-zaciskowa
Witaczone/Wytaczone



Prad wyjsciowy

Zakres pomiarowy omomierza
Rozdzielczos¢ pomiarowa omomierza
Doktadnos$¢ pomiarowa omomierza
Metoda poréwnania okien

Zegar (Czas testu)*

Pamie¢ pojedynczego pomiaru
Pamie¢ pomiaréw automatycznych

Standardowe (na panelu przednim)
Standardowe (na panelu tylnym)
Opcjonalne

100mA dc (niezmienne)
0.10Q ~ 70.00Q

0.01Q

+(10% odczytu + 2Q)
Tak

0.3s~999.9s

Reczny: 100 blokéw
Auto: 100 blokéw, Reczny na auto: 10

REMOTE, USB Host
RS-232C, USB Device, Signal I/0
GPIB

. 7"kolorowylCD

| ACI00V~240V £10%, 50/60Hz Pobér mocy: Maks. 400VA

380 x 148 x 454mm (szer. x wys. x gt.); Okoto 15kg

* Doktadnosé zegara: + (100ppm + 20ms)

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

OPCJE DODATKOWE

GPT-12004 Analizator bezpieczeristwa elektrycznego AC/DC/IR/GB OPT.1 Karta GPIB

GPT-12003 Analizator bezpieczenstwa elektrycznego AC/DC/IR

GPT-12002 Analizator bezpieczenstwa elektrycznego AC/DC AKCESORIA

GPT-12001 Analizator bezpieczenstwa elektrycznego AC GHT-113 Wysokonapigciowy pistolet probierczy

WYPOSAZENIE

Instrukcja szybkiego startu x1
Kabel zasilajacy x1

Ptyta CD x1 (Petna instrukcja uzytkowania)

Klucz blokady x1
Kabel zacisku REMOTE x1

GHT-117 Wysokonapieciowy adapter

GHT-118 Wysokonapieciowy/Ground Bond adapter
GHT-205 Wysokonapieciowa sonda pomiarowa
GTL-232 Przewéd RS-232C, 9-pin (Z) - 9-pin
GTL-246 Przewd6d USB Typ A — Typ B, okoto 1,2m
GTL-248 Przewdd GPIB, okoto 2m

GRA-440 Adapter montazowy do racka, 19’, 4U

Przewody pomiarowe GHT-115 x1 (GPT-12001/12002/12003)
Przewody pomiarowe GHT-115 x1, GHT-215 x1 (GPT-12004)



